TURKGE KULLANMA KILAVUZU

KYORITSU

GOK FONKSIYONLU TEST CiHAZI

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS
WORKS, LTD.




ICINDEKILER

GUVENIK TOSti vt e
Cihazin GOrlnUMU ... e e e e e et e e e e
A S B S U AT et e
(041111 1= RPN
Teknik OZellKIEr .........uveiiiie e,

oMb =

10.

11.

12.
13.
14.

5.1 Olgim Ozellikleri

5.2 Calisma Hatalarl ..........ooooiiiiiii

5.3 Genel Teknik Ozellikler .............ccccoeeiiiiiiiiiieiiiiiiiiieeee e,
5.4 Gegerli Standartlar ...........ccooiiiiiii
5.5 Ekran Mesajlart Listesi ......ocooiiiiiiiiiii i e
KONfIQUrasyOn ... e e
Sureklilik(direng) testleri ... e
7.1 Test prosedlrll .......co.oiiii it e e e
7.2 2Q BUZZEI oottt e e e
IZolasyon teSHIEri ...........cccceieiiiiie i
8.1.1 lzolasyon direncinin tabiatl ..........ccocooiiiiiiiiiiii e,
8.1.2 Kapasitif akim ...

8.1.3 lletim akimi

8.1.4 Yuzey kacgak akimi ...
8.1.5 Toplam kacak akim ........cooiiiiiii i
8.2 Voltaj hassasiyetli cihaz hasari..........co oo

8.3 Olgim igin Hazirhk
8.4 izolasyon direnci dlgimi

LOOP/PSC/PFC teSti ...uieieiiiiiie e e,
9.1 Hatali loop empedansi 6l¢gumi ve PFC prensipleri ...............

9.2 Hat empedansi d6lgimu ve PSC prensipleri

9.3 LOOP ve PSC/PFC igin kullanim talimatlari .........................

9.3.1 1K KONEIOIEr ... .ttt e e
9.3.2 LOOP ve PSC/PFC OlgUmuU....c. oo it it e e
RCD @SB ettt
10.1 RCD olgiminin Prensipleri .....ooooviiiiiiii i e
10.2 Uc OlgimuUnin prensiplerio ... e e e e
10.3 RCD igin kullanim talimatlari ................coooiiii
10.3.1 Tk KONEFOHEI .o e e
10.3.2 RCD OIQUMU ittt i s s s s e e e e e e e e e e e
Topraklama testleri........oooi i
11.1  Topraklama Olgimindn prensipleri.........ccoooovviiiiiiii i

11.2 Topraklama direnci OlGUMU.......oiit it e e
Faz sirasi testlerio....oo i
O e e e e e
ToucCh Pad. ... ... o



LS TR = <= o T - o 46

16. Hafiza FONKSIYONU. ..o e 47
16.1 Data nasil kaydedilir.......c.coooiiiiiii i e AT
16.2 Kayith datayr gorlntlleme. ..o 49
16.3 Kayith datayr silme.........coooi i e B0
16.4 Depolanmis datayr PC’ye aktarma.............ccocoiiiiiiiiiiii i 52

L 1= 1 1= PP o X )

18. Pillerin de@istirilmesi ... 54

19. Sigortanin degistirilmesi ...... ..o 54

20, DS K e ittt e e e e e e eaea OB

21. Canta ve askinin takilmasl ........coveiiiii 56

KEWG6016, loop empedansi testleri yapilirken RCDleri elektronik olarak atlayan Anti Trip
Teknolojisi (ATT) kullanmaktadir. ATT , test yapilirken RCD’yi devreden ¢ikarmak zorunda
kalmadan ve daha glivenli bir prosediir izleyerek zaman ve para tasarrufu saglar.

ATT fonksiyonu devredeyken, hat ve toprak arasinda 15mAlik veya bunun altindaki
degerlerle bir test uygulanir. Bu durum, loop empedansi 6lglimlerinin, 30 mA ve 30mAnin
altindaki degerlerle anilan RCDlerin atlanmadan, yapilmasini mimkin kilar. Litfen bu
cihazi kullanmadan 6nce kullanim kilavuzunu dikkatle okuyunuz.



1. GUVENLIK TESTI

Elektrik tehlikelidir. Yaralanmalara ve 6liimlere sebep olabilir. Elektrikle ugrasirken
her zaman biiyiik bir dikkat ve 6zen gosteriniz. Ne yapmaniz gerektiginden kesin
olarak emin degilseniz, konunun uzmani bir kigiden yardim isteyiniz.

1 Bu cihaz, sadece yetistiriimis uzman kisiler tarafindan, talimatlara eksiksiz uyularak
kullaniimalidir. KYORITSU, hatali veya talimatlara uymayan kullanimdan veya guivenlik
prosedurlerine uymamaktan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan dolay
sorumluluk kabul etmez.

2 Bu kilavuzdaki glvenlik talimatlarini okuyup anlamak esastir. Bu talimatlara, cihazin
kullaniminda her zaman uyulmalidir.

3 Bu cihaz, toprak hatti maksimum voltaji 300V 50/60Hz olan ve kimi kademeler icin
hattan hatta maksimum voltaji 500V 50/60Hz olan dagitim sistemlerinde galismak Ulizere
tasarlanmistir. Anilan voltajlarda kullanildigindan emin olunuz.

Bu cihaz, slreklilik testi ve izolasyon testi modlari i¢in, YALNIZCA enerjisi kesilmis
olan devrelerde kullaniimalidir.

4 Testleri yaparken kablo baglantisinda kullanilan ¢iplak metallere temas etmeyiniz. Bu
gibi metaller test devam etmekte iken elektrik yUkli hale gelebilir.

5 Cihazin icini kesinlikle agmayiniz (Sigorta ve pillerin degistiriimesi durumlari harig.
Bunu yaparken de dncelikle tim kablo baglantilarini ¢ikariniz.) Glinku cihaz iginde
tehlikeli seviyede voltaj mevcuttur. Cihazin igi yalnizca egitimli ve uzman elektrik
muhendisleri tarafindan aciimalidir.Herhangi bir ariza durumunda, inceleme ve tamir
icin cihazinizi distribltorintize gotirindz.

6 Ekranda asiri iIsinma (overheat) semboli gikarsa, cihazin ana kaynaktan baglantisini
kesiniz ve sogumaya birakiniz.

7 Eger herhangi anormal bir durum gézlemlenirse, (hatali ekran bilgisi, beklenmeyen
degerler, kirik cihaz kasasi, hasarli test kablolari, vs.) test cihazini kullanmayiniz ve
tamir icin distribttériiniize goétiriiniz.

8 Guvenlik sebeplerinden o6tirl sadece KYORITSU tarafindan énerilen ve bu cihaz igin
Uretilmis olan aksesuarlari (test kablolari, problar, sigortalar, cihaz kasalari, vs)
kullaniniz. Hatasiz glivenlik 6zelliklerini tasimama ihtimalinden dolayi diger
aksesuarlarin kullanilmasi yasaktir.

9 Test yaparken, parmaklarinizin her zaman test kablolarinin tstiindeki parmak
koruyucularinin arkasinda bulundugundan emin olunuz.

10 Test altindaki elektrik sistemindeki asiri gegiciligin varligina veya desarj durumuna bagli
olarak, degerlerde anlik distsler olma ihtimali vardir. Bu gibi bir durum gézlendiginde,
dogru degerlere ulagsmak igin test tekrarlanmalidir. Degerler yine sitipheli gikiyorsa
distributériindizle baglantiya geginiz.



11 Cihaz bir devreye bagliyken fonksiyon segimini degistirmeyiniz. Ornegin; eger bir
sureklilik testini tamamlamis ve izolasyon testine baslayacaksaniz, fonksiyon segimi
anahtari pozisyonunu degistirmeden once test kablolarini test edilen devreden ayiriniz.

12 Test tusu basiliyken kademe anahtarini gevirmeyiniz. Eger kademe anahtari, test tusu
basiliyken veya kilitli pozisyondayken yanlislikla yeni bir fonksiyona dénmisse, devam
etmekte olan test sonlandinlir.

13 Testleri uygulamadan 6nce test kablolarinin direncini her zaman kontrol ediniz. Bdylece
dlgimden 6nce kablolarin saglamhigindan emin olunuz. Kablo direngleri ve/veya timsah
agizli klipsler dustik direncleri dlgerken belirleyici olabilirler. Distik direng élgimlerinde
eger timsah agizh klipsler kullaniimayabiliyorsa, bu durum kablo aksesuarlarina bagli
olan hatali 6l¢im ihtimalini daha aza indirgeyecektir.

14 izolasyon direnci testleri yaparken, her zaman icin, test kablolarini test devresinden
ayirmadan once test tusuna basmayi birakiniz ve sarj olmus kapasitanslarin tamamen
desarj olmasini bekleyiniz.



2. CiIHAZIN GORUNUMU

(1

isim islev
(1) Ekranisi1gi tusu LCD ekran 1s1§ini agar/kapar.
(2) Test Tusu Olglimleri baglatir. (Kilit dzelligini devreye
sokmak icin basil tutarken geviriniz)
(3) Touch Pad PE terminalindeki elektriksel potansiyel
kontrol eder.
(4) Gulg Anahtari Gli¢ Anahtari
(5) Kademe Anahtari Fonksiyon secenekleri (F1 ~ F4)
(6) Ekran (LCD) Dot Matrix LCD Ekran 160(W)X240(H)
(7) izolasyon Direnci Test voltajinin belilenmekte oldugunu
LEDi gosterir.
(8) Kademe Anahtari Olgiim fonksiyonlarini seger.
(9) MEM (ESC) Tusu Hafiza fonksiyonunu etkinlestirir, veya

ESC tusu olarak kullanilir.




Giris Terminali

4)
|

|: OPTICAL ADAPTER JJ

L /N CATI 300V (L-L MAX 5001)

Fonksiyon Terminal
SUREKLILIK
LOOP, PE : Topraklama
(1) | PFC/PSC,
RCD’ I . .
VOLT. igin terminal N : Notr (LOOP,PSC/PFC, RCD igin)
isimleri
L1 : Hat1
FAZ SIRASI
@) .. T . L2 : Hat2
icin Terminal Isimleri
L3 : Hat3
H(C):Yardimci toprak kazigi terminali
(akim)
TOPRAK
3], T E : Toprak alti test terminali
Igin Terminal Isimleri
S(P) : Yardimci toprak kazigi terminali
(potansiyel)
(4) | Optik Adaptor Model8212USB igin iletisim portu




3. Aksesuarlar

1.Ana Test Kablosu (Model7218)

2.Uzaktan Test Kablosu (Model 7196)

S ==1 ]
Sekil. 4 :ﬁ%

3.Dagitim paneli sigortali test kablosu (Model7188)
(Sigorta: 10A/600V hizli tepkimeli seramik)

Kirmizi(Hat veya L1)

Yesil(Topraklama veya L2)

Mavi(Notr veya L3)

Sekil. 5

4. Toprak Testi Kablosu(Model7228) ve Yardimci Toprak Kaziklari

R

é E—) — san S(P)10m

Sekil. 6 Yardimci Toprak Kazigi x2
5.Test Kablosu Tagima Kesesi- - - x1

Sekil. 7

6.Tasima Cantasi- - - x1

7 Kullanim Kilavuzu- - - x1

8.0muz Askisi- « - x1

9.Aski Tokasi- - -x2

10.Pil- - -x8

11.“KEW Report” Bilgisayar yazilimli Model8212USB

B Z
Sekil. 8 &

5




4. OZELLIKLER

KEW6016 ¢ok fonksiyonlu test cihazi, tek cihazda sekiz fonksiyonu bir araya getirmektedir.

1 Sireklilik testi cihazi

2 Izolasyon Direnci testi cihazi
3 Loop empedansi testi cihazi
4 Beklenen kisa devre akimi testi cihazi

5 RCD testi cihazi

6 Voltaj testi cihazi

7 Faz sirasi testi cihazi
8 Topraklama testi cihazi

Sureklilik fonksiyonu su 6zelliklere sahiptir:

Elektrik YUklIi (Canl)
Devre Uyarisi

Sigorta Korumasi

Sureklilik Sifirlamasi

Sireklilik 2Q Buzzeri

Ekranda “Live Circuit” uyarisi gérintulenir.

Sireklilik Fonksiyonu canli devrelerde herhangi bir sigorta
atmasina karsl, sigorta korumasina sahiptir. Bu fonksiyonla,
elektrik yukli iletkenler Uzerinde sureklilik testi yapilirken,
sigorta atmasiyla daha az karsilagllir.

Test kablolarinin direncini, otomatik olarak streklilik
olciminden c¢ikarir.

Sireklilik fonksiyonunda buzzer sesi 2Q) veya ayarlanan daha
dusuk bir seviyede duyulabilir.

(Acihp kapatilabilir.)

izolasyon fonksiyonu su ézelliklere sahiptir:

Canli Devre uyarisi

Oto-desarj

izolasyon Direnci LEDi

Ekranda “Live Circuit” uyarisi gérintulenir.

Kapasitif devrelerde depolanmig olan elektrik sarji, test

sonrasinda test tusunun birakiimasiyla birlikte otomatik olarak

desarj olur.

LED 15141, izolasyon fonksiyonuyla élgimler yapildigi esnada
yanarak test voltajinin belirlenmekte oldugunun isaretini
verir.



Loop empedansi, PSC/PFC ve RCD testi fonksiyonlari su 6zelliklere sahiptir:

Kablo Tertibati
kontroll

Asiri Isinma
korumasi

Faz agisi segicisi

UL degeri segicisi

3 adet kablo tertibati semboll, teste tabi tutulmakta olan devrenin
kablo tertibatinin dogru olup olmadigini gosterir.

LOOP ve PSC/PFC testleri igin kullanilan i¢ rezistans ile RCD
testleri i¢in kullanilan MOS FET akim kontrollinlin asiri iIsinmasini
algilayarak ekranda uyari isareti verir ve 6lgimi durdurur.

Test seg¢imi, voltajin hem pozitif (0°) hem de negatif (180°) yarim
dairesinden yapilabilir.Bu segici, RCD modunda bir 6lglim
yapilirken bir RCD’nin maksimum takilma stiresini bulmak igin
kullanilir.

UL'yi (kontak voltaji limiti) 25V veya 50V olarak seginiz. RCD
testinde, Uc’nin (kontak voltaji) UL degerini gegtigi durumlarda,
Olglim baslamaksizin ekranda “Uc > UL” uyarisi gorintilenir.

TUM test fonksiyonlari su ézelliklere sahiptir.

Touch Pad

Hafiza

Fonksiyonu

Otomatik
Kapanma

Eger PE (topraklama) terminali yanhglikla hatta baglanmigsa,
Touch Pad’e dokunuldugunda, uyari verir.

Olgiilmiis datayi dahili hafizada saklar.

Datalar, bir PC lizerinde, Model8212USB iletisim adaptori ve “KEW
Report” PC yazilimi kullanilarak dizenlenilebilir.

Kullanim sonrasi yaklasik 10 dakikalik slire sonunda cihazi
otomatikman kapatir. Otomatik kapama modu, sadece cihaz tekrar
acllarak iptal edilebilir.



5. Teknik Ozellikler

5.1 Olgiim Ozellikleri

Sireklilik
Acik Devre Kisa Devre .
K
Voltaji (DC) . ademe Hassasiyet
200mA'd 20/200/2000Q 0~0.19Q +0.1Q
5V£20%(*1) A dan
daha yiiksek Oto Kademe () 2~2000Q +(2%rdg+8dgt)

2Q Buzzer : Olgiilmiis direnc

2Q) veya daha az ise buzzer éter.

2Q Buzzer Dogrulugu : 2Q0+0.4Q
(*1) Voltaj degerleri 6lciim direnci 2100 ohm’un altindaysa cikar.

izolasyon Direnci

Acik D
Vglltajl ((e;::e) Anma Akimi Kademe Hassasiyet
0~19.99MQ:
250kQ ‘da 20/200MQ +(2%rdg+6dgt)
250V+25% -09
7 -0% 1mA veya Ustu Oto Kademe 20~200MQ:
+(5%rdg+6dgt)
500kQ ‘d 20/200/2000MQ  0~199.9MQ:
500V/+25% -0% = a8
1mA veya Usti Oto Kademe +(2%rdg+6dgt)
1MQ “d 20/200/2000MQ  200~2000MQ:
1000V+20% -0% ) a " +(5%rdg+6dat
1mA veya (st Oto Kademe (5%rdg+6dgt)
Loop Empedansi
Anma 0Q Dahili Loop’ta Test
Fonksiyon Voltait Anma Akimi: Kademe Hassasiyet
J Giig/Siire(*2)
100~260V 2000: 6A/20ms 20120020000 +(3%rdg+ddgt) *3
L-PE 50/60Hz 2000: 2A/20ms OtoKademe  +(3%rdg+Bdgt) *4
20000: 15mA/500ms SR
L-PE 100~260V L-N: 6A/60ms zggo}giz(;:l +(3%rdg+6dgt) *3
- : 0, *
(ATT) 50/60Hz N-PE: 10mA/approx. 5s (L-N < 200) +(3%rdg+8dgt) *4
50/60Hz . )
LN/L-L  LN:100-300V  200: 6A/20ms 200 fg‘f:jg:gjgg j
L-L:300~500V SR
*2:230V'de

*3: 230V+10%-15%
*4: *3 disindaki voltajlar



PSC (L-N/L-L) / PFC (L-PE)

0Q Dahili Loop’ta Test

Fonksiyon C::;; Anma Akimi: Kademe Hassasiyet
Giig/Siire (*5)
100~500V PSC/PFC
PSC 50/60Hz 6/A/20ms hassasiyeti
100~260V 6A/20ms 2000A20ka  Olgulmis loop
PFC 2A/20ms empedansi ve
50/60Hz Oto Kademe o .
15mA/500ms o6lculmis voltaj
PFC 100~260V L-N: 6A/60ms ozelliklerinden
(ATT) 50/60Hz  N-PE: 10mAlyaklasik. 5s elde edilir.
*5:230V'de
RCD
Hassasiyet
Fonksiyon Anma Voltaji Caligtirma Akimi Calistirma
AC Type A Type Zamani
X1/2 -8%~-2% -10%~0%
X1 230V+10%-15% +2%~+8%  0%~+10%
X5 50/60Hz 2%t8%  0%-+i0% U erdgt3dgl
Ramp(.) +4% +10%
Her 6lcimiin hassasiyetine gore.
Olgiim siralamast:
Oto X112 0°=X1/2 180°—=X1 0°—X1 180°—X5 0°—X5 180°
x5 6lcimler 100 mA ve Ustlii anma gerilimli RCDlerde
uygulanmaz.
RCD(Uc)
Fonksiyon ~ Anma Voltaji Kademe Test Akimi Hassasiyet
uC 230V+10%-15% 100.0V <1/21/n +5%~+15%rdg
50/60Hz (max150m4) +8dgt



RCD Caligtirma Akimi Siresi

Fonksiyon

RCD Calistirma Akimi Siiresi

Tip

10 30 100 300 500 1000
G AC 2000 2000 2000 2000 2000 2000
X1/2 A 2000 2000 2000 2000 2000 n.a
s AC 2000 2000 2000 2000 2000 n.a
A 2000 2000 2000 2000 2000 n.a
G AC 550 550 550 550 550 550
A 550 550 550 550 550 n.a
Calistirma s AC 1000 1000 1000 1000 1000 n.a
AKIMI A~ 1000 1000 1000 1000 1000 na
Siiresi G AC 410 410 410 n.a n.a n.a
(ms) X5 A 410 410 410 n.a n.a n.a
s AC 410 410 410 n.a n.a n.a
A 410 410 410 n.a n.a n.a
G AC 20% - 110% araliginda,10% yikselir n.a
Ramp A 300ms X 10 defa n.a
(‘) s AC 20% - 110% araliginda,10% yiikselir n.a
A 500ms X 10 defa n.a
Topraklama
Olcme
Kademe Hassasiyet
Frekansi v
200 kademe : #(3%rdg+0.1dgt)
825Hz 20/200/2000Q - 544/50000 kademe : +(3%rdg+3dgt)
Oto Kademe
(Yardimci topraklama direnci 100+5%)
FAZ SIRASI
Anma Voltaji Aciklamalar
50-500V. Dogru Faz Siralamasi: “1.2.3” veG isaretiyle gosterilir
50/60Hz Ters yénde faz siralamasi: “3.2.1" ve C}isaretiyle gosterilir.
Volt
Fonksiyon Anma Voltaji DT Hassasiyet
Y J Kademesi v
25~500V
~ + 0, +.
Volt 45~65Hz 25~500V 1(2%rdg+4dgt)
25~500V
Frekans 45~65H +(0.5%rdg+2dgt
45~65Hz z (0.5%rdg+2dgt)
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Tam dolu pillerle yapilabilecek tahmini test sayisi.

Sireklilik : 1Q ylkle yaklasik olarak en az 2000 defa
izolasyon Direnci - TMQ (1000V) yikle yaklasik olarak en az 1000 defa
LOOP/PFC/PSC : Dakikada yaklasik olarak en az 1000 defa (ATT)
RCD : Yaklasik olarak en az 2000 defa (G-AC X1 30mA)
TOPRAKLAMA 1 10Q yukle yaklasik olarak en az 1000 defa
VOLT/FAZ SIRASI : Yaklasik 50H

Referans Alinan Sartlar

Oda Sicakhgi 23+5°C
Nem Orani 45%’ten 75%’e kadar
Sistem Anma Voltaji ve 230V, 50Hz
Frekansi
Rakim 2000m’den az

5.2 Caligma Hatalari
Sureklilik (EN61557-4)
Calisma kademesi EN61557-4

Maksimum c¢alisma hatasi yiizdesi
ile uyumlu calisma hatasi gally y

0.20~1999MQ +30%
Galisma hatasi hesaplamasinda etkili olan degiskenler agagidaki gibidir;
Sicaklik : 0°C ve 35°C
Kaynak Voltaji : 8V - 13.8V araliginda

Izolasyon Direnci(EN61557-2)
Calisma kademesi EN61557-2 Maksimum g¢alisma

Volt ile uyumlu calisma hatasi hatasi ylizdesi
250V 0.25~199.9MQ

500V 0.50~1999MQ +30%
1000V 1.00~1999MQ

Calisma hatasi hesaplamasinda etkili olan degiskenler asagidaki gibidir;
Sicaklik : 0°C ve 35°C
Kaynak Voltaji : 8V - 13.8V araliginda

11



Loop Empedansi(EN61557-3)

Volt Calisma kademesi EN61557-3 Maksimum c¢alisma

ile uyumlu calisma hatasi hatasi ylizdesi
L-PE 0.50~1999Q £30%
L-N 0.50~19.99Q

Calisma hatasi hesaplamasinda etkili olan degiskenler asagidaki gibidir;

Sicaklik : 0°C ve 35°C

Faz Agisi : 0° -18° arali§indaki faz agisinda

Sistem Frekansi : 49.5Hz - 50.5Hz araligi

Sistem Voltaji : 230V+10%-15%

Kaynak Voltaji : 8V - 13.8V araligi

Harmonikler : 0° faz agisinda 3. harmonigin 5%’i
180° faz acisinda 5. harmonigin 5%’i
0° faz agisinda 7. harmonigin 5%'i

D.C miktari : Anma voltajinin 0.5%’i
RCD(EN61557-6)

Fonksiyon Baslama Akimi Calisma Hatasi
X1/2 -10%~0%
X1, X5 0%~+10%
Ramp -10%~+10%

Calisma hatasi hesaplamasinda etkili olan degiskenler asagidaki gibidir

Sicaklik : 0°C ve 35°C

Topraklama Elektrodu Direnci (asagidaki degerleri gegmez) :
Topraklama Elektrodu Direnci(Q max.)

I1An (mA)

UL50Vv uL25v
10 2000 2000
30 600 600
100 200 200
300 130 65
500 80 40
1000 40 20
Tablo.1

Sistem Voltaji: 230V+10%-15%
Kaynak Voltaji : 8V - 13.8V araligi

12



Toprak Direnci (EN61557-5)

Calisma kademesi EN61557-5 ile uyumlu Maksimum c¢alisma
galisma hatasi hatas ytlizdesi
5.00~1999Q +30%

Calisma hatasi hesaplamasinda etkili olan degiskenler asagidaki gibidir;
Sicaklik : 0°C ve 35°C
Serilerin Parazit Voltaji : 3V

Problarin direnci ve

yardimci topraklama elektrodu direnci  : 100 x RA, 50kQ veya daha disik

Kaynak Voltaji : 8V -

5.3 Genel Teknik Ozellikler

Cihazin Ebatlan
Cihazin Agirhgi:-
Referans alinan sartlar

Pil Tipi

Calisma sicakhigi ve
nem orani.

Saklama sicakligi ve
nem orani.

Ekran

Asin yik korumasi

13.8V arahgi

235 X136 X 114mm

13509 (piller dahil.)

Aksi belirtiimeyen durumlar i¢in asagidaki sartlar baz
alinmigtir. :-

1. Oda Sicakligr: 23+5°C:

2. Nem Orani 45% - 75% arasi

3. Pozisyon: yatay

4. AC gug kaynagi 230V, 50Hz

5. DC gu¢ kaynagi: 12.0 V, dalgalanma igerigi 1% veya daha az
6. Rakim: En fazla 2000m, i¢ mekan kullanimi

8 adet LR6 veya R6 pil.

0 - +40°C araligi, nem orani 80% veya daha az, yogusmasiz.

-20 - +60 °C aralidi, nem orani 75% veya daha az, yojusmasiz.

Dot Matrix LCD 160(W) X 240(H) piksel.

Sdureklilik testi devresi, pil yuvasinda yer alan 0.5A/600V’lik hizl
tepkimeli (HRC) sigortayla korunur. Ayni bélimde bir adet de
yedek sigorta bulunmaktadir

izolasyon direnci testi devresi, 1000 V AC’ye 10 sn. boyunca
karsi koyabilen bir rezistansla korunmaktadir.

13



5.4 Gegerli Standartlar
Cihaz galisma
standartlar
Guvenlik Standarti

Koruma Derecesi
EMC

Bu kilavuz ve Urtinde, Uluslararasi Guvenlik Standartlarindan secilen ve asagida belirtilen

IEC/EN61557-1,2,3,4,5,6,7,10

IEC/EN 61010-1(2001),

CATIII (300V) -Cihaz

IEC/EN 61010-031(2001),

CATII (250V)-Test Kablosu Model7218
CATIII (600V)-Test Kablosu Model7188
CATIII (1000V)-Test Kablosu Model7196
CATIII (300V)-Test Kablosu Model7228
IEC 60529 (1989 + A1) IP40

EN 61326

EN55022/24

su semboller kullaniimaktadir;

CAT.IlI “CAT III” 6lgiim kategorisi su durumu ifade eder;

Cihazin ana elektrik devreleri, dagitim paneline ve dagitim
panelinden c¢ikiglara giden besleyicilere direkt olarak baghdir.

<

(3 > @

Topraklama

Cihaz, CIFT iZOLASYONLA veya GUCLENDIRILMIS
iZOLASYONLA korunmaktadir;

Dikkat (ilgili yardimci dokiimanlara danisiniz)
Dikkat, elektrik carpmasi tehlikesi

500V’ye kadar yanlis baglanti korumasi
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5.5 Ekran Mesajlari Listesi

Zayif Pil Uyarisi

Loop, PSC/PFC & RCD fonksiyonlarinda devreye giren dahili

rezistans igin sicaklik monitoru. semboll kayboluncaya dek
baska 6lgiim yapilamaz.

Measuring Olgiim yapiliyor.

Live Circuit Canli devre uyarisi (Sureklilik / izolasyon Fonksiyonu)

PE Hi V Dikkat :Touch Pad’e dokunulunca, PE terminalinde 100V veya
Ustl mevcutsa gorintilenir.

L-N >20Q Uyari: ATT dlgimunde Hat-Nétr arasinda 20Q veya ustl
mevcutsa goruntilenir.

Noise Dikkat : ATT 6lgimU esnasinda, test edilen devrede parazit
mevcutsa gorintilenir. Olgiimlere devam edebilmek igin ATT
fonksiyonu devre disi birakilmalidir.

N-PEHiV Dikkat: ATT 6lgiimii esnasinda NOTR-TOPRAKLAMA arasinda
yiiksek voltaj mevcutsa goriintilenir. Olgiimlere devam
edebilmek icin ATT fonksiyonu devre disi birakiimalidir.

Uc>UL Dikkat : RCD élgcimundeki Uc, ayarlanmig olan UL degerini (25
veya 50V) gegiyor.

no Hata Mesaji : RCD fonksiyonundayken, RCD, RCD calistirma
zamani 6lgimiinden 6nce galismaya baglamistir. Segilen |1An
degeri dogru olmayabilir.

LOOP, PSC/PFC fonksiyonundayken, kaynak kesilmis olabilir.

L-PE@ L-N@ @O LOOP, PSC/PFC fonksiyonlari igin kablo tertibati kontrol(i

¢ K RCD Auto-Test fonksiyonunda tim sonuglar testi gectiginde

O gOruntilenir.

X NO RCD Auto-Test fonksiyonunda herhangi bir sonug, testi
gegemezse gorintilenir.

Ry Hi. Rs Hi Topraklama o6lgimiinde, H terminalinin (R4) veya S terminalinin (Rs)

prob direnci, 6lgilebilenin Ustline giktiginda gorintulenir.

No 3-phase system

Faz Sirasi kontrolinde yanhs baglanti yapilmis oldugunda
gOruntilenir.
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6. Konfigurasyon

Asagida belirtilen parametrelerin ayarlanmasi

@® UL Value-------- RCD fonksiyonu icin bir UL degeri seger.

@® Touch Pad------ Touch Pad fonksiyonunu devreye sokar/devreden cikarir.

@ Back Light------ Ekran 1s131n1 acar/kapatir. ON seciliyken, cihaz agildiginda ekran
IS1g1 otomatik olarak agilir.

@ Language-----* Gérintilenecek lisanlari seger ve degistirir.

Ayarlama Metodu

1.KEW6016’yI acarken 2. Sonra, Konfigurasyon
Config Tusuna (F4) basin. Ekrani (Fig.10)
(Fig.9) goruntilenecektir.

.

KEW 6016
MULTI FUNCTION

Configuration

uL: 50V

Touch Pad:
TESTER

Back Light :
Language :
Sekil.10

3. Asagidaki ayarlari degistirmek icin F1 — F4 tuslarina basiniz.

Parametre Segim ilk Deger

EN: ingilizce
F1 UL value 25V, 50V 50V FR: Fransizca
F2  Touch Pad ON, OFF ON IT: i}alyanca
F3 BackLight  ON, OFF OFF ES: Ispanyolca
EN.FR. PL RU: Rusca
I PL: Lehge
F4  Language IT. ES, RU EN c

4. Ayar degistirme tamamlaninca ESC tusuna ( ) basarak normal ekrana dondniiz.
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7. SUREKLILIK (DIRENG) TESTLERI

/N UYARI
Test edilecek devrelerin canli olmadigindan emin olunuz.

Fonksiyonu segmeden once, cihazin test edilecek devreyle baglantisini kesiniz.
Algak direng kademesini segmek igin, ‘CONTINUITY’yi (Siireklilik) seginiz.

7.1 Test Prosediirii

Sireklilik testinin amaci, sadece test edilen kablo tertibati sistemi pargalarinin direncini test
etmektir. Bu 6lgiim kullanilan herhangi bir test kablosunun direncini icermemelidir.
KEW®6016, herhangi bir test kablosunun diren¢ degerini sonugtan bertaraf eden sureklilik
sifirlama 6zelligine sahiptir.

Yalnizca cihazla beraber gelen test kablolarini kullaniniz.

Kademe Anahtarinin kullanimi
F1  SIFIRLAMA fonksiyonunu
acgar/kapar

GbS F2 2Q buzzeri agar kapar
-

(@S F3 N/A

@ F4 N/A

Sekil. 11

Asagidaki sirada ilerleyiniz:-

1 Kademe anahtarini gevirerek stireklilik testini seginiz.

2 Test Kablolarini, KEW6016 Gzerindeki L ve PE terminallerine Sekil 12°'de gdsterildigi gibi
takiniz.

L terminali

Kirmizi renkli Model7188, veya
Model7196 uzaktan test kablosu
PE terminali

Yesil renkli Model7188 kablo

Sekil.12

3 Test kablolarinin uglarini birlestiriniz (bkz. Sekil.13) ve test tusuna basarak kilitleyiniz.
Kablo direng¢ degeri goruntilenecektir.
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Sekil.13

4 Sireklilik sifirlama tusuna (F1) basiniz, bdylece kablo direnci sifirlanacak ve goriintiilenen
deger sifir olacaktir.

5 Test tusuna basmayi birakiniz. Test tusuna basiniz ve devam etmeden 6nce ekrandaki
degderin sifir oldugundan emin olunuz. Sireklilik sifirlama fonksiyonunu kullanirken, Sekil.
13'te gosterildigi gibi, LCD ekranda “NULLw"" simgesi gortntilenir. Sifilama degeri cihaz
kapatilsa bile hafizada kalir. Hafizada kayith olan sifirlama degeri, test kablolari
cikarldiktan sonra, test tusu basili ve kilitli haldeyken Sireklilik Sifirlama tusuna (F1)
basilarak hafizadan silinebilir. Bu degerin hafizadan silindigini LCD ekranda ¢ikacak olan
NULL OFF uyarisindan anlayabilirsiniz.

UYARI — Herhangi bir 6lgim yapmadan 6nce kablolarin sifirlandigindan emin olunuz.

6 Oncelikle test edilecek devrenin elektrik yiiklii olmadigindan emin olduktan sonra,
test kablolarini, direnci test edilmek istenen devreye baglayiniz (tipik bir baglanti diizenini
gormek igin bkz. Sekil.14). Eger devre canliysa, LCD ekranda “Live Circuit” (Canl Devre)
uyarisini géreceksiniz ancak yine de test kablolarini baglamadan 6nce kontrol ediniz!

7 Test tusuna basarak devre direncini ekranda gorebilirsiniz. Sireklilik sifilama fonksiyonu
kullaniimigsa, test kablosu direnci, cikan sonuca dahil edilmeyecektir.

8 Unutmayiniz ki, devre direnci 20QQ’dan blyikse cihaz kendi kademesini otomatikman
200Q’a; 200Q’dan buyukse 2000Q’a yuvarlayacaktir.

Not: Eger direng 2000Q’dan biiyiikse, ekranda “biyiiktiir’ sembolii ‘>’

goriintiilencektir.

/N UYARI
Olguimlerin sonuglari, paralel veya gegici akimlar gibi ilaveten galisan akimlarin
empedanslarindan olumsuz etkilenebilir.
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MAIN EQUIPCTENTIAL BONDING H\

WATER

Sekil. 14 Ana espotansiyel baglanti igin sireklilik testi drnegi.

7.2 2Q Buzzer ( ") ) fonksiyonu

2Q Buzzer fonksiyonunu agmak/kapamak igin F2 tusuna basiniz. Bu fonksiyon aktifken,
olcllen direng 2Q veya daha az ise buzzer uyari verir. Buzzer fonksiyonu aktif degilse sesli
uyari vermez.
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8. IZOLASYON TESTLERI

/N UYARI
Test edilecek devrelerin canli olmadigindan emin olunuz.

Fonksiyonu segmeden 6nce, cihazin test edilecek devreyle baglantisini kesiniz.
izolasyon direnci kademesini segmek igin, INSULATION’1 (izolasyon) seginiz.

8.1.1 izolasyon direncinin tabiati

Canli iletkenler, birbirlerinden ve topraklama metalinden izolasyon ile ayrilirlar. Bu
izolasyonun direnci, iletkenler ve topraklama arasindaki akimi kabul edilebilir sekilde algak
seviyede tutabilecek kadar yiiksek olmalidir. ideal olarak izolasyon direnci, sinirsiz olmalidir
ve iletkenler arasinda akim atlamasini engellemelidir. Pratikte ise, dogal olarak canli
iletkenler ve topraklama arasinda bir akim vardir ve bu akim, kagak akim olarak adlandirilir.
Bu akim su 3 bilesenden meydana gelir:-

1. kapasitif akim

2. iletim akimi, ve

3. ylzey kacgak akimi.

8.1.2 Kapasitif Akim

Aralarinda potansiyel farki olan iletkenler arasindaki izolasyonlar, bir kondansatériin
yalitkani gibi, iletkenler ise kondansator levhalari gibi davranir.iletkenlere dolaysiz voltaj
uygulandiginda, sisteme, etkin kondansatér sarj oldugunda kisa siirede kaybolacak olan
(genelde 1 sn.den az) bir sarj akimi hiicum eder. Bu sarj, test sonunda sistemden atiimahdir.
KEW6016 bu fonksiyonu otomatik olarak gergeklestirir. Eger iletkenlere alternatif bir voltaj
uygulanmissa, sistem, uygulanan voltaj degiskenlik gésterdidi stirece, surekli olarak sarj ve
desarj olacaktir. Bu ylizden de sisteme surekli bir alternatif kagak akim hiicum edecektir.

INSULATION
(ACTING AS DIELECTRIC)

CONDUCTOR
(ACTING AS
CAPACITOR
PLATES)

CAPACITIVE EFFECT Sekil.15
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8.1.3 iletim Akimi

izolasyon direnci sinirsiz olmadid igin, kiigiik bir kagak akim izolasyondan gegerek
iletkenler arasinda atlama yapar. Ohm Kanunu’na goére, kagak akim su formiille
hesaplanabilir:

lied volt Vv _ Uygulanan voltaj
Leakage current (uA) = applied voltage (V) Kagak akim =

insulation resistance (MQ) Izolasyon direnci

INSULATION /
(ACTING AS RESISTANCE) /

CONDUCTORS

RESISTANCE EFFECT Sekil.16

8.1.4 Yiizey Kagak Akimi

iletken baglantilari yapilirken izolasyon kaplamalar soyuldugunda, izolasyon yiizeyinden
iletkenler arasinda akim atlamalari olacaktir. Kagak akim orani, iletkenler arasindaki
izolasyonun yuzey 6zelliklerine bagldir. Eger yiizeyler temiz ve kuruysa, kagak akim degeri
¢ok dusuk olacaktir. Eger ylzeyler nemli ve/veya kirli ise kagak akim farkedilir derecede
yuksek olacaktir. Eger yeteri kadar ylksek olursa iletkenler arasi kivilcimlar gértilmesi
muhtemeldir. Bu durumun gergeklesip gergceklesmemesi izolasyon ylzeyine ve iletkene
uygulanan voltaja baglidir. Bu nedenle izolasyon testleri normal voltaj tasiyan iletkenlerden
ziyade yiksek voltaj tagiyan devrelere uygulanir.

SURFACE LEAKAGE CURRENT Sekil.17

8.1.5 Toplam Kagak Akim

Toplam kagak akim, kapasitif, iletken ve yukarida agiklanan ylizey kagak akiminin
toplamidir. Her akim, ve buna baglh olarak toplam kagak akim, oda sicakligi, iletken
sicaklidi, nem ve uygulanan voltajdan etkilenir.

Eger devrede alternatif voltaj kullaniliyorsa, kapasitif akim (8.1.2) daima mevcuttur ve asla
bertaraf edilemez. Bu ylizden, izolasyon direnci 6l¢giimiinde dolaysiz akim kullanilmaktadir,
bu durumda kagak akim hizla sifira diiser ve dlgiim tzerinde etkili olmaz. Yiksek bir voltaj
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kullaniimaktadir, ¢linki bu durum zayif izolasyonu bozarak ylizey kagaginin yol agtigi
kivilcimlara neden olacak (bkz. 8.1.4) ve boylece diisiik voltaj sartlarinda goriilemeyecek
potansiyel hatalari ortaya cikaracaktir. izolasyon test cihazi, uygulanan voltaji ve
izolasyondan gecgen kagak akimi olger. Bu degerler dahili olarak asagida belirtilen formdle
gore hesaplanir:-

; ; . _ Testvoltaji
Test voltage (V) Izolasyon direnci= — 2% yoRall

Insulation resistance (MQ) = Leakage current (uA) Kagak akim

Sistem kapasitansinin dolmasiyla birlikte, besleme akimi sifira diiser ve gdsterge degeri,
sistem kapasitansinin tam dolu oldugunu isaret eden sabit bir izolasyon direncini gosterir.
Sistem test voltajiyla tamamen sarj edilecektir ve bu yik ile sarjh bir sekilde birakilirsa
tehlike arz edecektir. KEW6016, test tusu serbest birakilir birakilmaz teste tabi tutulan
devreyi guvenli bir sekilde desarj eden otomatik bir yola sahiptir. Eger kablo tertibati nemli
velveya kirli ise, kagak akimin yuzey kacagi unsuru yiksek olacaktir ve bu durum da
disiik bir izolasyon direnci olarak gostergeye yansiyacaktir. Cok blyik bir elektrik
tesisatinda, bitlin bagimsiz devre izolasyon direngleri etkili bir sekilde paraleldir ve bu
yuzden genel sistem direnci diiglik gortintlilenecektir. Paralel baglantida ne kadar gok
devre olursa, genel sistemin izolasyon direnci o kadar diisik olacaktir.

8.2 Voltaj Hassasiyetli Cihaz Hasari

Gun gectikce, elektrik tesisatlarindan beslenen elektronik tabanli cihazlarin sayisi
artmaktadir. Cogu ekipmanin icindeki katihal devreleri, izolasyon direnci testinde kullanilan
voltajdan dolayi hasar gérebilmektedir. Bu gibi hasarlarin 6ntine gegebilmek i¢in, voltaja
kars! hassas olan cihazlarin, test 6ncesinde bagli oldudu elektrik tesisatindan ayrilmasi ve
test bitiminde tekrar tesisattan beslenmesine devam edilmesi 6nemlidir. Test dncesinde
tesisattan beslenmelerinin kesilmesi gerekebilen cihazlar sunlardir:-

e Elektronik fluoresan starter anahtarlari

e Pasif infra-red algilayicilari (PIR)

e Dimmer anahtarlari

e Dokunmatik Anahtarlar

e Geciktirme Zamanlayicilari

e Gl¢ Denetleyicileri

e Acil Durum Aydinlatma Uniteleri

o Elektronik RCDler

e Bilgisayarlar ve yazicilar

e Elektronik satig terminalleri (yazar kasalar)
e Elektronik bilesen ihtiva eden diger cihazlar.
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8.3 Olgiim igin Hazirhk

Test dncesinde, sunlari her zaman kontrol ediniz:-

1 Ekranda ‘Low Battery’ (Zayif Pil) gdstergesi gérinmemelidir.

2 Test cihazinda ve test kablolarinda gbzle gorinir bir hasar olmamalidir.

3 Test kablolarinin surekliligini, strreklilik testini acarak ve kablo uglarini birbirine degdirerek
kontrol ediniz. Hatal test kablosu veya atmis bir sigorta hatali okumaya neden olabilir.

4 Test edilecek devrenin canli olmadigindan emin olunuz. Eder devre canliysa, LCD
ekranda “Live Circuit” (Canli Devre) uyarisini géreceksiniz ancak yine de test kablolarini
baglamadan énce kontrol ediniz!

Kademe Anahtarinin Kullaniimasi

vog F2 N/A

GBS
G- F3 NA
: 250V F4 Voltaj Ayar

Sekil.18

8.4 izolasyon Direnci Olgiimii

KEW6016’da segcilebilecek 3 adet test voltaji vardir. Bunlar 250V, 500V ve 1000V DC’dir.

1 Kademe Anahtari ile INSULATION (IZOLASYON) fonksiyonunu seginiz.

2. VOLT Anahtarina (F4) basiniz ve istenilen voltaj kademesini seginiz.

3. Test Kablolarini Sekil.19'da gorildiga gibi, KEW6016 lzerindeki L ve PE terminallerine
takiniz.

L terminali

Kirmizi renkli Model7188 veya
Model7196 uzaktan test kablosu
PE terminali

Yesil renkli Model7188 kablo

Kirmizi Yesil

Sekil.19
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4 Test Kablolarini, test edilecek olan devreye veya cihaza baglayiniz. (bkz. Sekil 20 & 21)
L1 L1

L2 L2
13 L3
N R N
PE————————— - L — —-——-l—g-— PE
1
1

o“o

oo

oo
—0”

=

Sekil.20 4 tel-3 fazli sistemde izolasyon direnci testi 6rnegi.

5 Eger ekranda “Live Circuit” (Canh Devre) uyarisi goruntlleniyorsa ve/veya buzzer sesi
duyuluyorsa, test tusuna basmayiniz, cihazi devreden ayiriniz. Devam etmeden énce

devrenin gucuni kesiniz.

Sekil.21

6 Test tusuna basiniz, test cihazinin baglandigi devrenin veya cihazin izolasyon direnci
ekranda goérintilencektir.

7 Unutmayiniz ki, devre direnci 20MQ’dan buiyiikse cihaz kademesini otomatik olarak
200MQ’a; eger 500V veya 1000V kademesinde 200MQ’dan blyikse kademe otomatik
olarak 2000MQ kademesinegececektir.

8 Test islemi tamamlandiktan sonra, test kablolarini devreden veya cihazdan ¢ikarmadan
Once test tusunu serbest birakiniz. Bu sekilde, izolasyon testi esnasinda test edilen devre
veya cihaz tarafindan desarj devresine yuklenen gtictin bosaltiimis oldugundan emin
olunuz. Desarj islemi esnasinda, ekranda “Live Circuit” (Canli Devre) uyarisi gikacak ve
canl devre uyarisi igin buzzer sesi duyulacaktir.
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A UYARI

@izolasyon testi esnasinda devreye, test kablosu uglarina veya teste tabi tutulan
cihaza asla dokunmayiniz, ¢iinkii yiiksek voltaj mevcuttur.

/i\ DIKKAT

@Test tusu basiliyken, kademe anahtarini kesinlikle gevirmeyiniz. Bu durum test
cihazina zarar verebilir.

@Her zaman icin, test kablolarini devreden ¢ikarmadan 6nce ilk olarak test
tusunu serbest birakiniz. Bu sekilde devre kapasitansina sarj edilmis olan
enerjinin tamamen desarj oldugundan emin olunuz.

Note: Eger goriintiilenmesi gereken deger 2000MQ’dan (250V’de 200MQ) yiiksekse
ekranda “blyuktir” semboll (>) gérintilenecektir.
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9. LOOP/ PSC/PFC

9.1 Hatali loop empedansi dl¢iimii ve PFC prensipleri

Bir elektrik tesisati eger devre kesici ve sigorta gibi agiri akim koruyucu donanimlarla
korunuyorsa, topraklama loop empedansi hesaplanmalidir. Bir hata durumunda,
topraklama hatali loop empedansi, elektrik kaynagdinin devre koruyucu donanim tarafindan
o6ngorilen sire iginde otomatikman kesilmesine izin verecek kadar disuk (ve beklenen
hatali akim da izin verecek kadar yiksek) olmaldir. Her devre, topraklama hatali loop
empedansi degerinin, devreye takilmis olan asiri akim koruyucu igin belirlenen veya uygun
olan degeri gegmediginden emin olmak igin test edilmelidir. KEW6016 kaynaktan bir akim
alarak, yliklenmis ve yliklenmemis kaynak voltaji arasindaki farki hesaplar. Bu farktan loop
direncini hesaplamak mimkindir.

TT Sistemi

Bir TT sistemi i¢in topraklama hatali loop empedansi asagida siralanan empedanslarin
toplamidir;

oGl¢ trafosu ikincil sargl empedansi.

oGlc¢ kaynagindan hata merkezine gelen faz iletkeni direnci empedansi.

eHata merkezinden topraklama sistemine gelen koruyucu iletken empedansi.

eYerel topraklama sistemi direnci (R).

oGlic trafosu topraklama sistemi direnci (Ro).

Asagidaki sekil (noktali gizgi), TT sistemleri igin hatali loop empedansini gdstermektedir.

IT

——
L2¢—— — -—--
—

[y W

X

[
| —
|

ammmmmssssSe

i

1

1

!

i

1

1

1

________ R —

Sekil.22
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Uluslararasi IEC 60364 standartina gore, TT sistemleri igin kullanilacak olan koruyucu
donanimlarin ve devre direnglerinin karakteristikleri agsagida belirtilen sartlan
karsilamaktadir:

Ra x la £ 50V Bu formulde:

Ra, yerel topraklama sisteminin ve belirtiimis iletken pargalar icin kullanilan koruyucu
baglantilarin direncinin Q cinsinden toplamidir.

50, maksimum gulvenli temas voltaji sinindir. (ingaat santiyeleri ve tarim arazileri vs. gibi
kimi 6zel durumlarda 25V olabilir.).

la, maksimum baglanti kesme zamanlari IEC 60364-41 standartiyla (agsagdida ifade edildigi
sekilde) belirlenmis olan koruyucu donanimlarin, baglantiy1 kesmesine sebep olan akimdir:

- 32A’y1 agmayan nihai akimlar igin 200 ms (230 / 400V AC’de)
- 32A’y1 asan devreler ve dagitim devreleri icin1000 ms (230 / 400V AC’de)

Yukaridaki sartlar sunlar tarafindan dogrulanacaktir:

1) Yerel topraklama sistemi Ra direncinin 6lgimu, Loop Testi Cihazi veya Topraklama Testi
Cihazr'yla.

2) RCD ile ilgili koruyucu donanimin karakteristik ve/veya etkinlik dogrulamasiyla.

TT sistemlerinde genellikle, koruyucu donanim olarak RCDler kullaniimaktadir ve bu
durumda, la anilan artik galistirma akimi IAn ‘dir. Ornegin, bir RCD ile korunan bir TT
sisteminde maksimum Ra degerleri su sekildedir:

Anilan artik ¢alistirma akimi

AN
RA (50V’lik temas voltajiyla) 1667 500 167 100 50 (Q)
RA (25V’lik temas voltajiyla) 833 250 83 50 25 (Q)

30 100 300 500 1000 (mA)

Yukaridaki tablo, Uluslararasi IEC 60364 standartina gére RCD ile korunan bir TT sistemi
dogrulamasinin pratik bir 6rnegidir.
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' RCD 30mA

Sekil.23

Bu 6rnek i¢in izin verilen maksimum deger 1667 Q'dur (RCD =30mA ve 50V’lik kontak
voltaji). Cihazda okunan deger 12.74 Q'dur, bu nedenle RA < 50/la sarti gézetilmektedir.
Yine de, RCD’nin koruma igin zorunlu oldugu g6z oniinde tutulunca, test edilmelidir. (Litfen
RCD TESTLERI bélimiine bakiniz).

TN Sistemi

TN sistemleri igin topraklama hatali loop empedansi asagidaki empedanslarin toplamidir.
e Glg trafosu ikincil sargi empedansi.

e Gli¢ kaynagindan hata merkezine gelen faz iletkeni direnci empedansi.

eHata merkezinden gug¢ trafosuna gelen koruyucu iletken empedansi.

Asagidaki sekil (noktali ¢izgi) TN sistemleri igin hatali loop empedansini gostermektedir.

L1 — TNC—| NS
L2 -
L3 T@H-I----» ------ . -_-_-_-->--.| N
Nt PEN TTTeEn
Tmmm - o Rt e . e e
3 i
H
[n | ﬂZs
Ro -I]]IDID—_II 7
L—= |{‘-.—T.—l::
1 ;
@ Sekil.24
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Uluslararasi IEC 60364 standartina gére, TN sistemi icin kullanilacak koruyucu donanim ve
devre empedansi karakteristikleri asadidaki sartlar kargilayacaktir:

Zs xlasUo Bu formulde:

Zs, Ohm cinsinden hatali loop empedansidir.

Uo, faz ve topraklama arasindaki anma voltajidir (tipik olarak hem tek fazli hem 3 fazl
devreler icin 230V AC).

la, maksimum baglanti kesme zamanlari IEC 60364-41 standardiyla (asagida ifade edildigi
sekilde) belirlenmis olan koruyucu donanimlarin, baglantiyi kesmesine sebep olan akimdir:

- 32A’y1 asmayan nihai devreler igin 400 ms (230 / 400V AC’de)
- 32A’y1 asan devreler ve dagitim devreleri igin 5 s (230 / 400V AC’de)

Yukaridaki sartlar sunlar tarafindan dogrulanacaktir:

1)Loop Testi cihaziyla yapilacak olan Zs hatali loop empedansi élgimu.

2) ilgili koruyucu donanimin karakteristik ve/veya etkinlik dogrulamasiyla. Bu dogrulama
sunlar i¢in yapilacaktir:

- Devre kesici ve sigortalar igin, gézle muayene yoluyla (6rn. devre kesiciler igin kisa
zamanlamali veya ani ¢aligtirma ayarli sigortalar icin gerilim anmasi ve tipi);

- RCDler igin, gézle muayene yoluyla ve yukarida belirtilen baglanti kesme zamanlarini
dneren RCD test cihazlar yoluyla. (Litfen RCD TESTI bélimiine bakiniz).

Ornegin, Uo=230 V sebeke anma voltajli, genel maksatl gG sigortalariyla veya standartlari
IEC 898 / EN 60898 ile tespit edilmis MCBIlerle (Minyatir Devre Kesici) korunan bir TN
sistemindeki la ve maksimum Zs degerleri su sekilde olmalidir:
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230V Uo'lu gG sigortalariyla 230V Uo’lu MCBler'le Koruma

Koruma (Baglanti Kesme Siresi 0.4 ve 5s)
Baglanti Baglanti Karakteristik ~ Karakteristik =~ Karakteristik

kesme siresi ~ Kesme Suresi B C D

Anma
A) 5s 0.4s

la Zs la Zs la Zs(@) la Zs(Q) la Zs
A @ A @ A (A) CYIN(®)
6 17 13.5 38 8.52 30 7.67 60 3.83 120 1.92

10 31 7.42 45 5.11 50 4.6 100 2.3 200 1.15

16 55 4.18 85 2.7 80 287 160 1.44 320 0.72

20 79 2.91 130 1.77 100 23 200 1.15 400 0.57

25 100 2.3 160 144 125 184 250 0.92 500 0.46

32 125 1.84 221 1.04 160 144 320 0.72 640 0.36

40 170 1.35 -- -- 200 1.15 400 0.57 800 0.29
50 221 1.04 -- -- 250 092 500 046 1000 0.23
63 280 0.82 - - 315 073 630 0.36 1260 0.18

80 403 0.57 -- --

100 548 0.42 -- --

En noksansiz loop testi cihazlari veya gok fonksiyonlu test cihazlari ayrica Beklenen Hatali
akim 6lgimu 6zelligine sahiptirler. Bu durumda, cihazlarla dlgiilen Beklenen Hatali akim,
ilgili koruyucu donanimin tablolastirilmis la’sindan daha yiksek olmalidir.

Asagidaki tablo, Uluslararasi IEC 60364 Standardi’'na gore MCB ile korunan bir TN sistemi
dogrulamasinin pratik bir 6rnegidir.

Fuse gG 16A

Sekil.25
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Bu 6rnek igin maksimum Zs degeri 1.44 Q (MCB 16A, karakteristik C), cihazda okunan
deger 1.14 Q'dur (veya hatali akim kademesinde 202 A ). Bu da demektir ki, Zs x la < Uo
durumu gozetilmektedir.

Oysa, 1.14 Q'un Zs’si, 1.44 QQ’'dan azdir. (veya 202 A’nin hatali akimi 160A’nin la’sindan
fazladir). Bir baska deyisle, faz ve topraklama arasindaki hata durumunda, bu érnekte test
edilen priz korunmustur, ¢linkli MCB gerekli olan baglanti kesme suresinde devreyi
harekete gegcirecektir.

9.2 Hat empedansi 6l¢giimii ve PSC prensipleri

Hat — N6tr empedansi ve Hat — Hat empedansi 6lgimdi igin kullanilan metod, testin hat ve
notr veya hat ve hat arasinda yapilmasinin disinda, topraklama hatali loop empedansi
6lcimuiinde kullanilan metodun birebir aynisidir.

Bir elektrik tesisatinin herhangi bir noktasinda beklenen bir kisa devre veya hatali akim,
eger bir devre korumasi yoksa, ve tam bir kisa devrenin (¢cok diisiik empedans) agiga
¢ikmasi durumunda devreden gegecek olan akimdir. Bu hatali akimin degeri, kaynak voltaji
ve hatali akimin tuttugu yolun empedansi ile belirlenir. Beklenen kisa devre akiminin
6lcimu, sistemdeki koruyucu donaniminin, giivenlik sinirlari icinde ve glvenli tesisat
tasarimi ile uyumlu olarak calisip calismayacagini kontrol etmek igin kullanilabilir.

Sisteme takili herhangi bir koruyucu donanimin kesme akimi kapasitesi daima beklenen
kisa devre akimindan yiiksek olmalidir.

Sekil.26
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9.3. LOOP ve PSC/PFC igin kullanim talimatlar

9.3.1 ilk kontroller: herhangi bir testten 6nce yapilmalidir

1. Hazirhk

Test cihazinizi her zaman anormal sartlara ve hasara karsi gézden gegiriniz:

Eger anormal sartlar mevcutsa TESTE DEVAM ETMEYINIZ. Cihazinizi distribiitériiniize
kontrol ettiriniz.

Kademe Anahtarinin galismasi

LOOP

F1  Olglim modunu degistirir:
L-PE veya L-N/L-L

F2 ATT ayari (agik veya kapali)

F3 N/A

F4 N/A

Sekil.27

PSC/PFC

F1  Olglim modunu degistirir:
PFC veya PSC

F2 ATT ayari (agik veya kapali)

F3 N/A

F4 N/A

Sekil.28

(1)Glg tusuna basiniz ve cihazi aginiz. Kademe anahtarini geviriniz ve LOOP veya
PSC/PFC pozisyonunu seginiz.
(2)Test kablosunu cihaza takiniz ($Sekil.29)
LOOP/PFC LOOP(L-N/L-L)/PSC

Wiring Check L-PE@
LN®

Wiring Check L-PE@ AO Wiring Check L-PEQ
LN@® LN@®
@ O<7 when lit - stop! Wiring incorrect —— @ O

Sekil.29
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(3) MODE anahtarina basiniz (F1) ve Loop(L-N/L-L) veya PSC 0Ol¢iimi igin L-N'yi veya
topraklama loop empedansi veya PFC 6lgimu igin L-PE'yi seginiz. Ekran, LOOP
(L-N/L-L) veya PSC segili iken uygulanan voltajlara gore asagidaki sekillerde degigir.

LOOP LOOP LOOP
L-N/L-L LN 1002300V

Sekil.30

(4) ATT anahtarina (F2) basmak ATT modunu iptal eder. Ve ekranda “ATT OFF” uyarisi
goruntdlenir.
oATT (Anti Trip Technology) 30mA ve ustiinde anilan RCD’leri calistirmaksizin LOOP
direnglerini 6lgmek igin kullanilir. ATT modu aktif oldugunda, ekranda “ATT ON”
uyarisi gorintilenir.

2. Elektrik Tertibati Kontrolii
Baglanti sonrasinda, test tusuna basiimadan 6nce elektrik tertibati kontroli igin belirtilen
sembollerin, ekranda Sekil. 29'da belirtildigi gibi gérintilendiginden emin olunuz.

Elektrik tertibati kontroli icin sembollerin durumu Sekil.29'dan farkli ise veya

ekranda 20 sembolii varsa, HATALI ELEKTRIK TERTIBATI OLABILECEGINDEN
ISLEME DEVAM ETMEYINIZ. Hatanin nedeni arastiriimali ve diizeltiimelidir.

3. Voltaj Olgiimii

Cihaz sisteme ilk kez baglandiginda, her 1 sn.de bir giincellenen hat-topraklama voltaji
(L-PE MODU) veya hat-nétr voltaji (L-N/L-L MODU) gériintilenecektir. Bu voltaj normal
degil veya beklenmeyen bir voltaj ise, ISLEME DEVAM ETMEYINIZ.
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9.3.2 LOOP ve PSC/PFC Olgiimii

a. Sebeke priz ¢ikiglarinda yapilacak olgiimler
Sebeke test kablosunu cihaza baglayiniz. Sebeke test kablosunun fis ucunu test edilecek
olan prize takiniz. (bkz. Sekil.31)
MODE Anahtarina (F1) basiniz ve Hat — Nétr arasinda 6l¢iim yapmak i¢in L-N veya
PSC'yi, veya Hat-PE arasinda 6lcim yapmak i¢in L-PE veya PFC’yi seginiz.
ilk kontrolleri yapiniz
Test tusuna basiniz. Test baslayinca *bip* sesi duyulacak ve loop empedansi degeri
ekranda goérintilenecektir.

b. Dagitim panosunda yapilacak olgiimler
Model7188 dagitim panosu kablosunu cihaza baglayiniz.
Hat — Topraklama Loop Empedansi ve PFC Olgiimii
Mode Anahtarina (F1) basiniz ve L-PE veya PFC'yi seginiz.
Model7188 yesil PE kablosunu topraklamaya, mavi N kablosunu dagitim panosunun
nétriine, ve kahverengi L kablosunu hatlardan “bir” tanesine baglayiniz. (bkz.
Sekil.32)
Hat — N6tr Loop Empedansi ve PSC Olgiimii
Mode Anahtarina (F1) basiniz ve L-N/L-L veya PSC'yi seginiz.
Model7188 mavi N kablosunu panonun nétriine, kahverengi L kablosunu panel
hatlarindan bir tanesine baglayiniz. (bkz. Sekil.33)
ilk kontrolleri yapiniz
Test tusuna basiniz. Test baslayinca *bip* sesi duyulacak ve loop empedansi degeri
ekranda goérintilenecektir. Kablolari dagitim panosundan alirken ilk énce hatta bagli olan
kabloyu ¢ikarmak uygun olacaktir.

c. HAT - HAT arasinda yapilacak élgumler
Model7188 dagitim panosu kablolarini cihaza baglayiniz.
Mode Anahtarina (F1) basiniz ve L-N/L-L veya PSC'yi seginiz.
Model7188 mavi N kablosunu dagitim panosunun hatlarindan birine, kahverengi L
kablosunu panonun hatlarindan bagka birine baglayiniz. (bkz. Sekil.34)
ilk kontrolleri yapiniz
Test tusuna basiniz. Test baslayinca *bip* sesi duyulacak ve loop empedansi degeri
ekranda goérintilenecektir.

eEger ekranda ">' semboli gérintileniyorsa, bu durum genellikle 6lglilen dederin kademeyi
astigina isaret eder.

o ATT modu, 30mA ve Ustiinde anilan artik akimli RCD’leri ¢alistirmaksizin 6lgim yapmayi
mumkan kilar.
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@ATT modunda yapilan élglimler, diger dlgimlerden daha fazla zamana (yaklasik 7 sn.)
ihtiyag duyar.

Genis elektriksel parazitli bir devrenin élgimi yapiliyorsa, ekranda “Noise” (parazit)
mesaji goruntulenir ve élgiim siresi 20 sn.’ye uzatilir.

Eger ekranda 'NOISE' semboll gérintileniyorsa ATT modunun devre digi birakilmasi
Onerilir. (Bu durumda RCDlerin galisabilme ihtimali vardir).

e ATT’nin aktif oldugu L-N 6lgiimlerinde Slgtlen empedans 20Q veya Uzerinde bir degere
sahipse ekranda “L-N>20Q” ibaresi goruntllenir ve hicbir dlgiim yapilamaz. Bu gibi
durumlarda ATT fonksiyonunu devre digi birakarak 6lglim yapiniz. Test altindaki devrede
genis bir kontak voltaji mevcut oldugu durumlarda, ekranda “N-PE HiV” ibaresi
goruntuilenir ve higbir 6lgiim yapilamaz. Bu gibi durumlarda ATT fonksiyonunu devre disi
birakarak 6l¢iin yapiniz. ATT modunun devre digi kaldigi 6lgimlerde RCDlerin
calisabilecegini g6z 6niinde bulundurunuz.

¢Olgiilen deger, bir trafo yakininda élgiim yapilirken dagitim sisteminin faz agisina bagl
olarak etkilenebilir ve bu deger gercek empedans degerinden diisiik gikabilir. Olglilen
degerlerdeki hatalar asagidaki gibidir.

Sistem Faz Farki Hata
(yaklasik)
10° -1.5%
20° -6%
30° -13%

@ATT modu, ATT modu kullaniimadan yapilan bir 6lgimden sonra yapilacak bagka bir
Olgimde otomatik olarak tekrar agilacaktir.

Fuse gG 16A

L1

Sekil.31 Fig kullanimi igin baglanti
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] 2% )
M)

Q)

N4

Sekil.32 Dagitim igin baglanti

Sekil.34 Faz — Faz 6Igijmijg:in baglanti
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10. RCD TESTLERI

10.1 RCD Olgiimii Prensipleri

RCD test cihazi, yikleme baglantisi kesildikten sonra, RCD’nin yuk tarafindaki faz ve

koruyucu iletken arasina baglanir.

Dikkatlice zamanlanmis bir periyodda isabetli olarak hesaplanmis bir akim, fazdan gekilir ve

topraklama yoluyla geri doner, boylece cihaz harekete geger. Cihaz, devrenin agiima

suresini kesin olarak hesaplar ve gortntuler.

RCD, artik akim kesin bir degere ulastiginda, akimi kesmek lizere tasarlanmig bir devre

agma-kapama donanimidir. Degisik yiklerle akan faz akimlari ve noétr iletkenden akan geri

dénen akimlar arasindaki akim farki temelinde c¢alisir (tek fazli tesisatlar igin). Akim farkinin

RCD calistirma akimindan ytksek oldugu durumlarda, cihaz devreye girecek ve kaynagi

yukten kesecektir.

RCDler igin 2 parametre vardir; birincisi artik akimin dalga sekline (AC ve A tipi) ve ikincisi

de calistirma zamanina (G ve S tipi) baghdir.

o [\JArtik sinusoidal alternatif akimlarla sunulan AC tipi RCDler, bu akimlarin ani veya
yavas ylUkselmesine bagl olarak harekete gegecektir. Elektrik tesisatlarinda en sik bu
tip RCDler kullaniimaktadir.

o [MAC tipine benzeyen artik sinusoidal alternatif akimlarla ve artik diizgiin degisen dogru
akimlarla sunulan A tipi RCDler bu akimlarin ani veya yavas ylkselmesine bagli olarak
harekete gecgecektir. Bu tip RCDler giinimuizde yaygin olarak kullaniimamaktadir,
ancak, popularitesi artmakta ve bazi tlkelerde yerel yénetmeliklerce zorunlu
kilinmaktadir.
ayariyla yapilan élgimlerde test i¢in, diizgiin degisen dogru akim kullanmaktadir.

e G tipi RCD . Bu durumda G “Genel” anlamina gelir(calistirma zamani gecikmesiz) ve
genel kullanim ve uygulamalar igindir.

° S tipi RCD’de S, se¢meli anlamina gelir (calistirma zamani gecikmeli). Bu tip RCDler,
Ozellikle zaman gecikmesi gerektiren tesisatlar i¢in tasarlanmigtir.

Buradaki gibi koruyucu donanim bir RCD ise, la tipik olarak anilan artik galistirma akiminin

IAn 5 katidir, ve RCD calistirma zamani igin, 6lgimu RCD test cihazlariyla veya ¢ok

fonksiyonlu test cihazlariyla yapilmak sartiyla test edilmelidir. Maksimum baglanti kesme

zamani, IEC 60364-41 standardiyla belirlenmis olan ve asagida belirtiimis su degerlerden
daha disuk olmalidir:

TT sistemi 32A'y1 gegmeyen nihai devreler i¢in 200 ms

(230V / 400V AC'de) Dagitim devreleri ve 32A'y1 asan devreler igin
1000ms

TN sistemi 32A'y1 gegcmeyen nihai devreler icin 400 ms

(230V / 400V AC’de) Dagitim devreleri ve 32A'y1 asan devreler igin 5 sn
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Ancak testlerde, IEC 61009 ve IEC91008 standartlarinca belirtilen IAn’deki galistirma
zamani degerleri gibi daha zorlayici degerleri kistas almak daha faydali olacaktir. Bu
calistirma zamani limitleri, IAn ve 5IAn icin asagidaki tabloda verildigi gibidir:

RCD Tipi IAn 51An
Genel(G) 300ms 40ms
Izin verilen max deger Izin verilen max deger
Secmeli(S) 500ms 150ms
Izin verilen max deger Izin verilen max deger
130ms 50ms
Izin verilen max deger Izin verilen max deger

Cihaz baglantisi 6rnekleri
Bir TT sistemindeki 3-faz + nétr RCD testi uygulamasi 6rnegi.

Sekil.35

Bir TN sistemindeki tek fazli RCD testi uygulamasi érnegi.
— - — L1

L2 I RCD

38



Dagitim kablolariyla yapilan bir RCD testi uygulamasi 6rnegi.

Sekil.37
10.2 Uc Olgiimii Prensipleri
Sekil.35 'te, R'nin mevcut oldugu durumda topraklama kusurludur, R'ye kagak akim
aktiginda elektrik potansiyeli agiga ¢ikar. Bu kusurlu topraklamaya bir insanin dokunmasi
durumunda insan bedeninde agida ¢ikacak voltajin ¢cagrilma olasiligi vardir ve buna Uc
denir.
IAN’den RCD’ye akima izin veren Uc testi ile, Uc hesaplanir.

Uc voltaji empedansi hesaplanmis Anma Artik Akimi (I AN) baz alinarak hesaplanir.

10.3 RCD igin Kullanim Talimatlari

10.3.1 ilk kontroller: herhangi bir testten dnce yapilmalidir;

1. Hazirhk

Test cihazinizi her zaman anormal sartlara ve hasara karsi gézden gegiriniz:

Ader anormal sartlar mevcutsa TESTE DEVAM ETMEYINIZ. Clhazinizi distribitériintize
kontrol ettiriniz.

Kademe Anahtarinin calismasi
F1  Olgiim modu ayari
(X1/2, X1, X5, Ramp, Auto,Uc)
F2 1An ayari
F3 RCD Tipi Ayari (N ™ NIS)
F4 FAZ Ayari (0°,180°)

Sekil.3
1. Glg tusuna basiniz ve cihazi aginiz.
Kademe anahtarini geviriniz ve RCD fonksiyonunu seginiz.
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2. MODE anahtarina (F1) basiniz ve dilediginiz 6lgim modunu seginiz.

X1/2 RCDler’in ¢ok hassas olmadiginin dogrulamasi igin test
yapmak igin

X1 Caligtirma zamani 6lgim igin.

X5 IAn X5'te test yapmak igin

RAMP(‘) mA icinde galigtirma seviyesini 6lgmek igin.

AUTO Su dizideki dederlerde otomatik dlgiim yapmak igin:
X1/2(0°), X1/2(180°), X1(0°),X1 (180°), X5(0°), X5(180°)

Uc Uc olglimdi igin

3. RCD’nin galistirma akiminin Anma Calistirma Akimini (I1An) ayarlamak igin 1An
anahtarina (F2) basiniz.

4. RCD tipini se¢mek icin (F3)'e basiniz..
RCD tipinin detaylari icin "10.1 RCD Olgiimii Prensipleri" bélimiinii gdz éniine aliniz. (*6)

5. Uc 6lgimu durumu harig (*6), (*7), test akiminin baglamasi gereken fazi segmek igin
(F4)'e basiniz.(*7)

*UL degerini degistirmek
UL degeri icin segilebilecek degerler 25V veya 50V’tir. Bu kilavuzdaki “6. Konfiglrasyon”
bélimini géz éntine aliniz ve birini seginiz.

2. Elektrik Tertibati Kontrolii
1. Test kablolarini cihaza takiniz. (Sekil.39)

Wiring Check L-PE@
LN®
AO
Sekil.39
2. Test kablolarinii test edilecek devreye baglayiniz. (Sekil.35, 36, 37)
3. Baglanti sonrasinda, test tusuna basmadan énce ekranda gériintiilenecek olan Elektrik
Tertibati Kontroli sembollerinin Sekil.39’da belirtildigi gibi oldugundan emin olunuz.

when lit - stop! Wiring incorrect

Eger elektrik tertibati icin ekrandaki semboller Sekil.39’dakinden farkliysa veya
A O sembolii gériintiileniyorsa YANLIS ELEKTRIK TERTIBATI SOZ KONUSUDUR,
ISLEME DEVAM ETMEYINIZ. Hatanin nedeni arastiriimali ve diizeltiimelidir.
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3. Voltaj él¢giimii

Cihaz sisteme ilk kez baglandiginda, her 1 sn.de bir giincellenen hat-topraklama voltaji
gériintiilenecektir. Bu voltaj normal degil veya beklenmeyen bir voltaj ise, ISLEME DEVAM
ETMEYiINiz.

NOT: Bu cihaz tek fazli (230V AC) bir cihazdir ve higbir kosul altinda 2-faza veya
230VAC+10%’1 gegen voltajlara baglanmamalidir.

Eger cihaza gelen voltaj 260V’tan yuksekse ekranda '>260V' ibaresi belirecektir ve test
butonu basili olsa dahi RCD élgtimleri yapilamayacaktir.

10.3.2 RCD Olgiimii

a) Tekli Testler

1. Test tusuna basiniz.

RCD’nin igletim zamani ekranda gorintilenir. (Ramp testinde, RCD’nin igletim akimi degeri
goruntilenecektir. Uc degerleri Uc fonksiyonunda goériintilenir.)

® X1/2 i Salter harekete gecmeyecektir.
® X1 Salter harekete gececektir.
® X5 Salter harekete gececektir.

e Auto Ramp (‘ ).. Salter harekete gegecektir. Calistirma akimi gérintilenecektir.
e UC....ccooiiiin. Uc degerleri géruntilenecektir.

2. Fazi degistirmek icin 0°/180° anahtarina basiniz ve bu basamagi tekrarlayiniz (1).
3. Fazi tekrar degistiriniz ve bu basamagi tekrarlayiniz (1).

b) Oto Test
Auto Test (Oto Test) fonksiyonunda su dizideki degerlerde otomatik dlgtim yapilir: X1/2(0°),
X1/2(180°), X1(0°),X1 (180°), X5(0°), X5(180°).

1. “Auto”yu se¢gmek ve otomatik modu etkinlestirmek igin F1’e basiniz

2. 1An & RCD tipini se¢gmek i¢in F2 & F3 tuglarina basiniz.

3. Test tusuna basiniz. KEW6016 yukaridaki diziyi otomatikman uygulayacaktir. RCD’yi
harekete gectigi her defada eski durumuna getiriniz.

4. Test cihazina bakiniz ve sonuglari gériiniz.

e Test edilmis RCD'yi test sonrasinda orjinal sartlarina geri dondirdigunizden emin

olunuz.

e Uc voltaji UL degerine veya Ustline yikselince, 6lgiim otomatikman askiya alinir ve
ekranda “Uc > UL" uyarisi goriintilenir.

e Egder " IAn"in ayari RCD’nin anma artik akimindan yiiksekse, RCD harekete gegecektir,
bu durumda ekranda “no” ibaresi gikabilir.

e Eger koruyucu iletken ile topraklama arasinda voltaj varsa, bu durum dlgtimleri
etkileyebilir.
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e Eger notr ile topraklama arasinda voltaj varsa, bu durum élgiimleri etkileyebilir, bu ylizden,
dagitim sisteminin nétr noktasi ve topraklama test dncesinde kontrol edilmelidir.

e Eder RCDyi izleyen devrede kagak akimlar varsa, bu durum élgiimleri etkileyebilir.

e Diger topraklama tesisatlarinin etki alani élgtimleri etkileyebilir.

e S-Tipi gibi 6zel tasarlanmis RCDler’in 6zel kosullari géz éniinde bulundurulmalidir.

e Problu bir 6lgciim devresinin topraklama elektrodu direnci Tablo 1'de gdsterilen degerleri
gecmeyecektir.

e RCDyi izleyen kondansatdr veya doner mekanizmalar gibi cihazlar, ¢alistirma zamani
Olcimunde farkedilir bir uzamaya yol acabilir.
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11. TOPRAKLAMA TESTLERI

11.1 Topraklama Olgiimiiniin Prensipleri

Bu topraklama fonksiyonu, glic dagitim hatlari, i mekan elektrik tertibati sistemleri, elektrikli
cihazlar vs. icindir.

Bu cihaz, voltaj digsmesi metoduyla topraklama direncini élger. Bu metod, topraklama

direnci Rx’i, 6l¢ciim objesi E (topraklama Constant Current Generator
elektrodu) ile H(C) (akim elektrodu) arasinda m -
AC sabit akim [ u | k, E il P
i ygulayarak, ve E ile S(. ) Voltmeterk/
(potansiyel elektrodu) arasindaki potansiyel
farkini bularak, ortaya ¢ikarma temeline S(P)Potential | H(C)Current
dayanmaktadir. V=RxXI LI\ u
Rx=V/I []‘ 77777777777777777777777777777777 §
E(Earth) Rx=V/I

. So Sekil.40
11.2 Topraklama Direnci Olgiimii

/N UYARI

eCihaz, topraklama direnci fonksiyonundayken E-H(C) terminalleri arasinda 50V
civarinda olan maksimum voltaj Uretecektir. Elektrik carpmasi tehlikesinden kaginmak
icin gerekli tim 6nlemleri aliniz.

/i\ DIKKAT
@ Topraklama direnci 6lgim( yaparken, 6lgim terminalleri arasina voltaj uygulamayiniz.

1. Kademe Anahtariyla topraklama (Earth) fonksiyonunu seginiz.
2. (MODEL7228) Test kablolarini cihaza takiniz. (Sekil.41)

Sekil.41

Kirmizi Yesil
3. Test Kablosu Baglantisi
Yardimci toprak kaziklari S(P) ve H(C)'yi toprada derince saplayiniz. Kaziklar ve test
edilecek olan toprakli cihaz birbirlerinden 5-10 metre uzaklikta olmahdir. Cihazin E, S(P) ve
H(C) terminallerinden ¢ikis yaparak sirasiyla; yesil teli test edilecek olan toprakl cihaza,
sari teli yardimci toprak kazigi S(P)’ye, ve kirmizi teli de yardimci toprak kazigi H(C)'ye

baglayiniz.
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Not:

eYardimcl toprak kaziklarini topragin nemli kismina sapladiginizdan emin olunuz.
Kaziklarin topragin kuru, tasli veya kumlu kisimlarina saplanmasi gereken durumlarda
nemlenmesi igin topraga yeterli miktarda su veriniz.

S0z konusu zemin betonsa, yardimci toprak kaziklarini betonun izerine yatik vaziyette

birakip i1slatiniz veya tzerini islak bir bezle értiintz.
4

Yellow

1O /s
™ @ e Earthed Electrode Aucxiliary
under Test earth spikes
Sekil 42

4. Test tusuna basiniz, devrenin toprak direnci ekranda gériinecektir.

e Eger 6lciim bikilmus veya birbirine temas halindeki problarla yapiliyorsa cihazin
okumasi bu durumdan etkilenebilir.Problari baglarken birbirlerinden ayri olduklarindan
emin olunuz.

e Eger toprak kaziklarinin topraklama direnci ¢ok genisse, bu durum isabetsiz élgtimler
yapilmasina sebep olabilir. Yardimci toprak kazigi H(C)'yi topragin nemli kismina
dikkatlice sapladiginizdan ve s6zkonusu baglantilar arasinda yeterli mesafe oldugundan
emin olunuz. Olciimler esnasinda ekranda “Rs Hi” or “Ry Hi” ibareleri ¢ikiyorsa, yiiksek
yardimci toprak direnci s6z konusu olabilir.

e 10V veya daha fazla toprak voltaji mevcutsa ¢ikan sonugta blyUk hatalar olabilir. Bu
durumda, toprak voltajini diiglirmek icin topraklama direnci kullanan test edilen cihazlari
kapatiniz.
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12. FAZ SIRASI TESTLERI

1. Gli¢ tusuna basiniz ve cihazi aginiz. Kademe Anahtarini geviriniz ve PHASE ROTATION
(faz sirasi) fonksiyonunu seginiz.

2. Test kablolarini cihaza takiniz. (Sekil.43)

3. Her test kablosunu bir devreye baglai/lnlz. (Sekil.44)
 FusegG 16A

Ro

Sekil.44
4. Sonuglar su sekilde goérundir.
.23

¥ &

~—
Dogru Faz Sirasi Ters Faz Sirasi
Sekil.45 Sekil.46
e “No 3-phase system” veya “---" mesaji goruntileniyorsa, devre 3-fazli bir sistem

olmayabilir. Veya yanlis bir baglanti yapilmis olabilir. Devreyi ve baglantilari kontrol
ediniz.
o Olclim voltajlarindaki gevirici giic kaynagi gibi harmoniklerin varhid, élgiilen sonuglari
etkileyebilir.
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13. VOLT

1. Gug tusuna basiniz ve cihazi a¢iniz. Kademe anahtarini geviriniz ve “VOLTS” (Volt)
fonksiyonunu seginiz.
2. Test kablolarini cihaza takiniz. (Sekil.47)

Sekil.47

3. AC voltajini uygularken voltaj degeri ve frekans ekranda gérintilenir.
Not : 45Hz - 65Hz kademelerinin disinda kalan frekanslarda AC voltaji 6lcimu yapiliyorsa,
ekranda “DC V” ibaresi gorintilenebilir.

14. TOUCH PAD

1. Touch pad, iglemci ve test cihazinin PE terminali arasindaki potansiyeli dlger. Touch
Pad’e dokunuldugunda, iglemci ve PE terminali arasindaki potansiyel farki 100V veya
Uizerinde ise ekranda “PE HiV” uyarisi gorintllenir ve buzzer sesli uyari verir.

2. Touch Pad fonksiyonu agilip/kapatilabilir (ON / OFF); "6. Konfigurasyon” bélimini goz
o6nline aliniz ve ON(ag) veya OFF(kapa)'u seciniz. Eger OFF (kapa) seciliyse “PE HiV”
uyarisi ekranda gériinmez ve buzzer sesli uyari vermez.

* [lk deger: ON (ag)'dur

Not : Yiksek frekansli ceviricilerin veya voltajlarin 6lgiimiinde, kullanici touch pad’e

dokunmasa bile ekranda “PE HI V” uyarisi gérintilenebilir.

15. EKRAN ISIGI

Ekran 15131 tusuna basarak ekran isigini agip kapatabilirsiniz (ON/OFF). Ekran isigi
acildiktan 60 sn sonra otomatikman kapanir.

Cihaz aciliginda ekran i1s1ginin da acgilmasi tercihe bagli olarak segilebilir.
Agma/Kapama tercihi icin bu kilavuzda yer alan “6.Konfiglirasyon” bélimini géz éniine
aliniz.
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16. HAFIZA FONKSIYONU

Tum fonksiyonlarin hesaplanan sonuglari hafizada saklanabilir.
(MAX: 1000)

16.1 Data nasil kaydedilir
Sonuclari agagidaki sekilde kaydediniz.

18.52,
G-
(1) Olgtilen sonug. %
GO Sekil 48-1
a3 15 G

(2) Hafiza Moduna (MEMORY MODE)
girmek icin tusuna basiniz.
ESC

(3) Kayit moduna (SAVE MODE) girmek
Icin tusuna basiniz.

(4) Su maddeler igin ayarlari yapiniz.

1. CIRCUIT No

2. BOARD No GO-gve ,
@ DOWN CIRCUIT:

3. SITE No

4. DATA No (Ea)-gseiecr BONRT,
. oK SITE: o1

kil.48-3
Degistirilecek parametreyi segmek icin SELECT (Seg¢im) tusuna bass?n:z.

CIRCUIT No — BOARD No — SITE No — DATA No

Ayarlari degistirmek igin UP (yukari) veya DOWN (asagi) tuslarini kullaniniz.

Sayilarin  hizli gegmesi
icin Yukar / Asagr (UP /
DOWN) tusunu basil
tutunuz.
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(5) OK tusuna( ) basiniz.
(Confirmed (Onaylandi))

(6) SAVE (Kayit)((7s)) tusuna basiniz.

(Confirmed (Onaylandi))

@. INSULATION
18.52MQ
@» 250V
CIRCUIT: 01
@’ SAVE  BOARD : 01

SITE : 01
- K
Sekil.48-4

(7)'SAVING” (Kaydediyor) ibaresi 2 sn boyunca (D"

Ekranda kalir ve tekrar baslangi¢ ekranina

déner. Kayit tamamlanir.

Data kaydi tamamlaninca normal moda

daner. (Olgiim modu)

-

Sekil.48-5

A s Sekil.48-6

Normal mod



16.2 Kayith datayi goriintiileme
Kayith data asagidaki sekilde gortntilenebilir.

MQ
B 350y Sekil.49-1

(1)Hafiza Moduna (MEMORY MODE) girmek Gﬁ

C E
icin tusuna basiniz. MEMORY MODE
ESC:MEM BUTTON

SAVE

RECALL
DELETE
ALL DELETE Sekil.49-2
(2) Animsana Moduna (RECALL MODE)
Girmek igin tusuna basiniz. Gﬁ
RECALL MODE
DATA No. [l
(3) Data numarasini segcmek igin Yukari 0P INSULATION )
18.52M
(D) veya asagi ((F2)) tusuna Down 250V
basiniz. CIRCUIT : 01
BOARD : 01
Data icermeyen numarayi pack  OTe !
atlamak icin  Yukari/Asagi

tusuna, buzzer sesi Sekil.49-3
duyuluncaya kadar basili

tutunuz ve bir sonraki datayi

goruntuleyiniz.
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16.3 Kayith Datayr Silme

Kayitl data asagidaki sekilde silinebilir.

(1) Hafiza moduna

girmek icin @tuguna
ESC

basiniz.

SiL
(2)Silme  moduna
(DELETE MODE)
girmek igin

tusuna basiniz.

@) Yukan(CED)  (FD)-

MEMORY MODE
ESC:MEM BUTTON

SAVE

RECALL

DELETE

ALL DELETE

Sekil.50-2

HEPSINI siL

DELETE MODE
DATA No. [l

Delete All?
ESG:MEM BUTTON

veya asagl() .

tusuna basip numara CIRCUIT: 01

SeS(;iniz. P @’ BOARD : 01 ALL DELETE
$ekil.50-3’ BACK

(4) Silme

tU§una() = %@

basiniz.

Onaylandi (Confirmed)

n

0

(2)Hepsini  sil
DELETE MODE) girmek igin

tusuna basiniz.

moduna (ALL

Sekil.50-4

(3) Hepsini sil tusuna
(

) basiniz.
Onaylandi (Confirmed)



SiL

DT @

DELETE MODE
DATA No. 001?

INSULATION
18.52M Q

CIRCUIT: 01
BOARD : 01
SITE : 01

» o DELETE
Sekil.50-5

(5) Sil tusuna

() basiniz. G

~al BACK

Onaylandi
Sekil.50-7 ’

(6) Segilen data
silinince Normal Moda
doner

(Olgiim modu)

BE60E

250V

Sekil.50-9

HEPSINi SiL

ST @

All Deleting
I

Sekil.50-6

0806

(4) Segilen data silinince
Normal Moda déner
(Olgtim modu)

k v

v

3660

250V

Sekil.50-8
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16.4 Depolanmig Datay! PC’ye aktarma
Depolanmis data, Model8212USB optik adaptor ile PC’ye aktarilabilir.(Opsiyonel aksesuar).

E o 36 O]
Sekil 51 ;Z:w

@Data nasil aktarilir:

(1) Model8212USB'yi bir PC’nin USB portuna
takiniz. (Model8212USB siirtictisu yukli
olmalidir. Detayh bilgi icin Model8212USB
kullanim kilavuzuna bakiniz.)

(2)Model8212USB'yi Sekil.52'de goruldigu = =~
gibi KEW6016’ya takiniz. Bu yapilirken test el ) p N\
!
kablolari cihazdan gikariimalidir. = §<>§ “ l
(3)KEW6016’y1 herhangi bir fonksiyonda % %%@i s“l

aginiz.
(4)Bilgisayariniza ylkleyeceginiz 6zel "KEW
Report" yazilimini ¢alistirin ve iletisim
portunu ayarlayiniz.
Daha sonra "Down load" (indir) komutuna tiklayiniz ve KEW6016’da depolanmis
olan datayi bilgisayariniza indiriniz. Daha fazla yardim igin litfen Model8212USB
kullanici kilavuzuna ve KEW Report programinin HELP (Yardim) bolimiine bakiniz.

-
DAL UL FORCTONTESTER iy
Lo @ @,
€

Sekil.52

Not: v2.0 veya usti "KEW Report" kullaniniz.
En son "KEW Report" versiyonu KYORITSU web sayfasindan indirilebilir.
http://www.kew-Itd.co.jp/en/
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17. GENEL

17.1 Eger () semboll gikarsa, bu, test rezistansinin ¢ok 1sindigini ve otomatik devre
kesicilerin devreye girdigini gosterir. Devam etmeden 6nce cihazin sogumasini
bekleyiniz. Asiri Isinma devreleri cihazi sicaklik hasarina karsi koruyacaktir.

17.2 Test tusu saat yoniinde gevrilerek kilitlenebilir. Bu otomatik modda, Model7188
dagitim panosu kablosu kullanirken, testler, test tusuna fiziksel olarak basiimasina
ihtiya¢ duyulmaksizin, kirmizi faz probunun basit¢e gikarilip takilmasiyla kontrol
edilebilir. Ornek: 'Hands free' 6zelligi.

17.3 Ekranda zayif pil uyarisi (ﬂ) gorindlgiinde, test kablolarini cihazdan ¢ikariniz. Pil
yuvasi kapagini aciniz ve pilleri ¢ikariniz.
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18. PILLERIN DEGISTIRILMESI

Ekranda zayif pil uyarisi (ﬂ) gorindiginde, test kablolarini cihazdan gikariniz. Pil yuvasi
kapagini aginiz ve pilleri gikariniz. Sekiz (8) adet yeni 1.5V AA pili kutuplarina dikkat ederek
yerlerine takiniz. Pil yuvasi kapagini geri takiniz.

19. SIGORTANIN DEGISTIRILMESI

Sireklilik testi devresi, pil yuvasinda, bir adet yedegiyle birlikte, bulunan bir 600V 0.5A HRC
seramik tip sigortayla korunmaktadir. Eger cihaz sureklilik testi modundayken calismayi
durdurursa, oncelikle test kablolarini cihazdan ¢ikariniz. Daha sonra pil yuvasi kapagini
aciniz, sigortayi cikariniz ve baska bir sireklilik test cihaziyla surekliligini kontrol ediniz.
Eger testi gegemezse, pil yuvasi kapagini kapamadan dnce yedek bir sigorta ile degistiriniz.
Daha sonra yeni bir sigorta alip yedek yuvasina yerlestirmeyi unutmayiniz. Eger cihaz loop
empedansi, PSC/PFC ve RCD modlarinda galismayi durdurmussa, bu durum devre
paneline sabitlenmis olan koruyucu sigortalarin atmis olmasindan kaynaklanabilir. Bu
sigortalarin attigindan stipheleniyorsaniz cihazi distributor servisine goétiriiniiz — sigortalari
kendiniz degistirmeye ¢alismayiniz.

Sekil.53
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20. DESTEK

Bu test cihazini, dogru galismadigi takdirde, ¢alisma hatasi 6zelliklerini belirterek
distribttortiniize goétiriniz. Cihazi distribltérinize gotirmeden énce sunlardan emin
olunuz:-

1. Kablolar stireklilik ve hasarlara karsi kontrol edilmis olmalidir.

2. Pil yuvasinda bulunan sureklilik modu sigortasi kontrol edilmis olmalidir.

3. Piller iyi durumda olmaldir.

Lutfen hatayla ilgili tim detay bilgileri belirttiginizden emin olunuz. Béylece cihaziniz
¢ok daha hizl bir sekilde tamir edilerek tarafiniza teslim edilecektir.

55



21. CANTA VE ASKININ TAKILMASI

Dogru aski-ganta baglantisi Sekil. 54, 55 ve 56’da gosterilmektedir. Cihazi boynunuza
astiginizda her iki eliniz de test yapmak icin serbest kalacaktir.

1. Tokayl, KEW6016’ya Sekil.54’te géruldigu gibi takiniz.

Tokanin deligi ile KEW6016'nin
yan tarafindaki gikintiyi birbirine
denk getiriniz ve yukari dogru
itiniz.

Sekil.54

2. Askinin takilmasi

Aski kayigini, tokanin Ust
tarafindan gegirip yukari dogru
¢ekiniz.

Sekil.55

Kayisi tokadan gecirerek
uzunlugunu ayarlayip
sabitleyiniz.

Sekil.56 56
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